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Effetto Compton. (a) Schema del dispositivo sperimentale. La radiazione diffusa dal campione
(per esempio grafite) viene misurata in funzione dell'angolo di diffusionelll} (5) Risultati di
misure relative a diversi angoli. L'intensita della diffusione aumenta andando dall'alto (0"}
verso il basso (180°). 5i osservano la diffusione di Rayleigh (non spostata in frequenza) e la
diffusione {spostata) di Compton.



Momentum p of
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with kinetic energy
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Elastic collision of a jhoton with alectron initially at rest.
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Fig. 7.15 The scattering of Mo Ke x-rays (A = 0.707 A) at an angle # gives rise to two peaks in the scattered radiation, one at the
incident wavelength and the second at a wavelength greater by A3 = 0.024(1 — cos 6) A (After A. W. Smith and J. N. Cooper,
“ Elemenls of Physics,” Tth ed. Copyright 1964. MeGraw-Hill Book Company. Used by permission.)




